Datenblatt

FRT CWL - Chromatischer Weif3licht Sensor

In vielen
Branchen
einsetzbar

FRT CWL - Chromatischer Weif3licht Sensor

Der FRT CWL ist ein schneller, optischer Abstandssensor, der passgenau fiir
die jeweilige Anwendung konfiguriert werden kann. Dazu stehen Standard-
und Spezialmesskdpfe mit verschiedenen Messbereichen zur Auswahl. Das
zerstorungsfreie Verfahren des FRT CWL arbeitet gleichermaf3en zuverldssig
auf stark und gering reflektierenden Oberflachen. Aufgrund seiner Licht-
starke und hohen Messrate von bis zu 14 kHz, eignet sich der Sensor fiir
eine Vielzahl von Aufgaben in der Produktionskontrolle sowie F&E. Bis zu
16 verschiedene Messkdpfe kdnnen auf eine Elektronik kalibriert und nach
Bedarf im Wechsel genutzt werden.

gemesson it dem FRT CL 300 FRT CHL 600 5 (Guele DISCO Corporaton)
3D-Darstellung von Napfchen Keramikstege auf einem Wafer
auf einer Druckwalze. Die nach Bearbeitung mit einer Pra-
Auswertungvon Rauheit, Tiefe zisionssdge. Die genaue Ein-
und Volumen ermdoglicht die haltung des Stegrasters sowie
Optimierung des Druckpro- die Lange, Breite und Hohe der
zesses und die Qualitdtskon- Stege kann mittels 2D- und 3D-
trolle der Druckerzeugnisse. Messungen {iberwacht werden.

Besuchen Sie frt-gmbh.com/whitepapers

fiir detaillierte Anwendungsbeispiele!
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Typische Messaufgaben
B 2D-Profilmessung

B 3D-Topographiemessung

B Stufenhhenmessung

B Rauheits- und Ebenheitsmessung
[

Struktur- und Konturmessung

Eigenschaften

B Optische, berlihrungslose,
zerstorungsfreie Messung

B Hohe Messrate bis 14 kHz
B Lichtstark, kleiner Messfleck

B Hohe laterale und
vertikale Auflésung

B Hervorragendes Signal-/
Rauschverhaltnis

B Kleiner, robuster,
verschlei¥freier Messkopf
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Der CWL arbeitet nach dem Prin-
zip der chromatischen Abstands-
messung. Weies Licht wird durch
einen Messkopf mit stark wellen-
langenabhédngiger Brennweite auf
die Oberflaiche fokussiert. Das
Spektrum des an der Oberflache
reflektierten Lichts zeigt einen
Peak aus dessen Wellenldnge der
Abstand zur Probenoberflache

bestimmt wird.
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Technische Daten

FRT CWL - Chromatischer Weif3licht Sensor
essberechz) | sopm | oopm | tmm | sem | 6mm | iomm |

Arbeitsabstand 4,5 mm 6,5 mm 20 mm 22 mm 35 mm 70 mm
Auflosung z 2 3nm 6nm 10 nm 30 nm 60 nm 100 nm
Auflosung x,y 2,5 ym 2 ym 1,8 pm 6 pm 8 um 12 ym
Numerische Apertur 0,5 0,5 0,7 0,5 0,43 0,33
Messwinkel ? 90° + 30° 90° + 30° 90° + 45° 90° + 30° 90° + 25° 90° + 20°

1) Weitere Messbereiche auf Anfrage
2) Auflésung bei reduziertem Messbereich
3) GroRere Messwinkel bei streuenden Oberflichen méglich

Sensorelektronik | ow | omr | _____oux

Messrate 2.000 Messungen / Sek. (2 kHz) 4.000 Messungen / Sek. (4 kHz) 14.000 Messungen / Sek. (14 kHz)
Lichtquelle LED Halogenlampe Xenon Hochdrucklampe
Wiederholbarkeit <0,00009 x Messbereich

Messgenauigkeit <0,00033 x Messbereich + 0,001 x Messhéhe

Kalibriertabellen 16

Betriebstemperatur +5°Chis+50°C

Abmessungen (B x H xT) 200 mm x 100 mm x 93 mm 260 mm x 115 mm x 310 mm 360 mm x 160 mm x 400 mm

Lieferumfang

Messkopf, optische Faser, Sensorelektronik, Handbuch

/>semr
SEMI konforme
TTV Messung
MicroProf® 200 Multisensor MicroProf® 300 TTV Multisensor FRT MFE Metrology for Frontend
Nutzen Sie diesen Multisensor Oberflachenmessgerét Umhaustes Multisensor Messgerat fiir die Multisensor Oberflachenmessgerat mit
Sensor in einem FRT fiir bis zu 200 mm? groRe Proben. Charakterisierung von Oberflachen und Waferhandling fiir die vollautomatische
Multisensor Messgerét! Teiledicken an bis zu 300 mm?grofien Inspektion in Halbleiter- und MEMS-Fabs.
Proben.
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